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Předmět VZ:				Zařízení pro měření tepelných vlastností

Základní (minimální) technické parametry 
Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením. 
Základní technická specifikace nabízeného zařízení 
Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží ji jako součást své nabídky. 

Minimální technické parametry VZ: 

	Parametr  
	Požadavek zadavatele 
	Hodnota účastníka 

	ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ

	Zařízení musí umožňovat měření tepelné vodivosti a efuzivity materiálů v pevné fázi (pevných látek), prášků, kapalin a past v teplotním rozsahu 50 až 200 °C.
	možnost měření tepelné vodivosti a efuzivity materiálů v pevné fázi (pevných látek), prášků, kapalin a past v teplotním rozsahu 50 až 200 °C
	 

	Zařízení musí umožňovat měření tepelné vodivosti v rozmezí od 0 do 500 W/m.K. Přesnost měření musí být vyšší než 1 %.
	možnost měření tepelné vodivosti v rozmezí od 0 do 500 W/m.K s přesností vyšší než 1 %
	

	Zařízení musí umožňovat měření metodou Modified Transient Plane Source (MTPS).
	možnost měření metodou Modified Transient Plane Source (MTPS)
	

	Zařízení musí umožňovat měření metodou Transient Plane Source (TPS)
	možnost měření metodou Transient Plane Source (TPS)
	

	Zařízení musí umožňovat měření metodou Transient Line Source (TLS)
	možnost měření metodou Transient Line Source (TLS)
	

	Zařízení musí být přenosné.
	přenosné zařízení
	 

	Zařízení musí umožňovat testování vzorků neomezené velikosti a neomezené tloušťky bez požadavků na přípravu vzorku.
	možnost testování vzorků neomezené velikosti a neomezené tloušťky
	 

	Zařízení musí umožňovat analýzu vzorků o velikosti minimálně 20 mm (průměr), popř. o velikosti strany kvádru 20x20 mm.
	možnost analýzy vzorků o velikosti minimálně 20 mm (průměr), popř. o velikosti strany kvádru 20x20 mm
	 

	Měření musí být nedestruktivní vůči vzorkům.
	nedestruktivnost měření vůči vzorkům
	 

	Měření musí být možné realizovat z jedné strany vzorku.
	možnost realizovat měření z jedné strany vzorku
	 

	Dodávka/přístroj musí obsahovat samotný přístroj pro měření tepelné vodivosti a efuzivity. 
	součástí dodávky je samotný přístroj pro měření tepelné vodivosti a efuzivity
	 

	Dodávka/přístroj musí být dodán zkalibrovaný (z výroby/výrobcem).
	součástí dodávky je zkalibrovaný přístroj
	 

	Měřicí senzor(y) musí být z platiny nebo slitiny platiny, tak ať je zajištěna inertnost vůči zkoumaným materiálům.
	měřicí senzor(y) jsou z platiny nebo ze slitiny platiny
	

	Měřicí senzor(y) musí umožňovat měření/práci v různých prostředích, včetně tepelných komor, vysokotlakých nádob a rukavicových boxů.
	senzor(y) umožňují měření/práci v různých prostředích, včetně tepelných komor, vysokotlakých nádob a rukavicových boxů
	

	Doba jednoho testu musí být méně než 3 s.
	doba jednoho testu je méně než 3 s
	

	Dodávka musí obsahovat kalibračními referenční materiály pro pěny, plasty, keramické materiály, kompozity, kovy, kapaliny a prášky pro rozsah měření vodivosti od 0 až 500 W/m.K.
	součástí dodávky je kalibrační referenční materiály pro pěny, plasty, keramické materiály, kompozity, kovy, kapaliny a prášky pro rozsah měření vodivosti od 0 až 500 W/m.K
	

	Dodávka musí obsahovat PC a SW (kompatibilní s operačním systémem Windows) pro ovládání zařízení, sběr dat a vyhodnocení získaných dat. 
	součástí dodávky je počítač (PC) včetně ovládacího software (SW)
	



